UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uAM Zastepca Kanclerza ds. logistyczno-administracyjnych

Oznaczenie sprawy: ZP/3075/D/21

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawe elipsometru
spektroskopowego wraz z montazem i szkoleniem.

Do Zamawiajacego naptynety pytania od Wykonawcy, odnosnie tresci SWZ, na ktore
zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U 2019 r poz. 2019)
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1)
Dot. zatgcznika nr 2 do SWZ oraz Zatgcznika nr A, Opis przedmiotu zamodwienia”

W tabeli w zataczniku nr 2 do SWZ, poz. 2 ,Komputer stacjonarny”, podana jest ilos¢ 3, za$ w opisie
przedmiotu zaméwienia, pkt. 2 mowa jest o jednym zestawie.
Zwracamy sie z prosba o weryfikacje i ujednolicenie zapiséw.

Odpowiedz 1)
Zamawiajacy przyznaje, iz jest to btad i w formularzu cenowym nalezy wycenic jeden zestaw.

Pytanie 2)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 5, GWARANCJA | SERWIS, pkt. 3.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na:

,Serwis gwarancyjny w miejscu uzytkowania urzadzen za posrednictwem Wykonawcy. W przypadku
koniecznoéci naprawy poza siedziba Zamawiajgcego, w trakcie trwania gwarancji, koszty transportu
urzadzen oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia urzagdzeri ponosi Wykonawca.”?

Odpowiedz 2)
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu.

Pytanie 3)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 5, GWARANCJA | SERWIS, pkt. 4.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na:

,Czas reakcji serwisu od chwili zgtoszenia awarii, rozumiany jako kontakt telefoniczny lub e-mailowy,
lub na miejscu u klienta —do 3 dni roboczych.”?

Odpowiedz 3)
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang zapisu.

Pytanie 4)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 5, GWARANCIA | SERWIS, pkt. 5.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu na:

,Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii —do 21 dni, w przypadku koniecznosci
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sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy czas naprawy zostanie uzgodniony pisemnie z
Uzytkownikiem i moze ulec wydtuzeniu po uzyskaniu jego zgody.”?

Odpowiedz 4)

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisu.

Pytanie 5)

Dot. Projektowanych Postanowieri Umowy, § 6, WARUNKI PLATNOSCI, pkt. 1.

W punkcie 1 mowa jest o 14 dniach na ptatnos¢, a jest to jedno z kryteriéw oceny ofert. Zwracamy sie
z prosbg o weryfikacje i ujednolicenie zapisdw.

Odpowiedz 5)

Zamawiajgcy informuje, iz termin ptatnosci stanowi jedno z kryteriéw postepowania i termin 14 dni
zostanie zmieniony na termin, ktéry zaoferuje Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana .

Pytanie 6)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 7, KARY UMOWNE, pkt. 1a.

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na zmiane zapisu na:

,a) za odstgpienie od umowy lub jej czesci, przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po
stronie

Wykonawcy —w wysokosci 5% catkowitej wartosci brutto umowy wskazanej w § 2 umowy.”?

Odpowiedz 6)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Kara zostata ustalona w wysokosci powszechnie
stosowanej na rynku i nie ma powodu, aby jg obnizac.

Pytanie 7)

Dot. Projektowanych Postanowiers Umowy, § 7, KARY UMOWNE, pkt. 1b.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu na:

,b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy, za kazdy
dzieri zwtoki w jego realizacji liczgc od terminu wskazanego w § 3 ust 1 umowy.”?

Odpowiedz 7)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Kara zostata ustalona w wysokosci powszechnie
stosowanej na rynku i nie ma powodu, aby jg obnizac.

Pytanie 8)

Dot. Projektowanych Postanowiern Umowy, § 7, KARY UMOWNE, pkt. 1c.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu na:

,€) za zwtoke w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych - w wysokosci 0,1% wartosci brutto sprzetu,
ktérego dotyczy naprawa, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu wskazanego zgodnie z § 5 ust. 5.”?




Odpowiedz 8)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Kara zostata ustalona w wysokosci powszechnie
stosowanej na rynku i nie ma powodu, aby jg obnizac.

Pytanie 9)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 7, KARY UMOWNE, pkt. 2.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu na:

»taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 b) nie moze przekroczyé¢ 10%
wartosci

umowy brutto okreslonej w § 2.

taczna wartos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 c) nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
umowy brutto okreslonejw § 2.”?

Odpowiedz 9)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmianeg zapisu. Limit kar zostat ustalona w wysokosci powszechnie
stosowanej na rynku i nie ma powodu, aby go obnizac.

Pytanie 10)

Dot. Projektowanych Postanowiert Umowy, § 10, ODSTAPIENIE OD UMOWY, pkt. 2.

»Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) miesiecy liczonych od uptywu maksymalnego terminu
gwarancji wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej
umowy, w catosci lub w czesci, w przypadku naruszenia ktdregokolwiek z jej postanowien przez
Wykonawceg, o ile Wykonawca nie usunie skutku takiego naruszenia w terminie 5 dni roboczych od
wezwania go przez Zamawiajgcego do prawidtowego wykonania umowy.”

Zapis ten jest bardzo ogdlny i moze by¢ interpretowany odmiennie przez réznych czytajgcych.
Sprzedajacy przyktadowo rozumie powyzszy zapis jako mozliwo$¢ zwrotu urzadzenia po uptywie do 3
miesiecy po okresie gwarancji. Zapis ten jest nieakceptowalny, gdyz producent sprzetu przygotowuje
urzgdzenie z konkretng konfiguracjg zgodng z opisem przedmiotu zaméwienia i dedykowang pod
potrzeby danego kupujacego. W zwigzku z tym, prosimy o usuniecie zapisu w § 10, ODSTAPIENIE OD
UMOWY, pkt. 2.

Odpowiedz 10)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu. Zapis jest bardzo ogdlny, ale moze on mieé
zastosowanie w bardzo konkretnych sytuacjach, tj. w przypadku naruszenia umowy przez
Wykonawce oraz dopiero po uptywie terminu do usunigcia tego naruszenia i braku usuniecia tego
naruszenia przez Wykonawce. Z tego powodu w ocenie Zamawiajgcego zabezpieczenia zawarte w
zapisie chronig interes Wykonawcy w sposdb wystarczajgcy i nie ma mozliwosci jego usuniecia w
catosci.

Pytanie 11)

Polaryzatory

Wysokiej klasy polaryzatory Glan Thomson
Wspétczynnik ekstynkcji: >5 x10-6
Precyzja ustawienia: 0.02° lub lepsza

Polaryzatory sterowane komputerowo dla wiekszej precyzji pomiaru




Analizator pracujgcy w trybie krokowym, brak poruszajgcych sie elementéw podczas pomiaru, ktére
mogtyby zaktécac wynik”

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie z polaryzatorami Glana Taylora, ktére spetniajg pozostate
wymagania z powyzszego zapisu?

Odpowiedz 11)
Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 12)
Dotyczy: Zrédto $wiatta: Kombinacja lamp deuterowej i halogenowej (wolframowej)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie lepsze w postaci wyposazenia elipsometru
spektroskopowego
w lampe ksenonowg?

Uzasadnienie: Niski pobor pradu oraz niska temperatura wydzielania $wiatta przez lampe ksenonowg
powoduje, ze jest ona znacznie bardziej zywotna od lampy deuterowej i halogenowej lampy
wolframowej. Lampa ksenonowa ma najnizszy poziom zuzycia energii sposrod wyzej wymienionych
lamp, oraz pozwala na osigganie odpowiedniej intensywnosci promieniowania w zakresie UV, jak
réwniez wigkszej w zakresie $wiatta widzialnego oraz podczerwonego od halogenowej lampy
wolframowej. Posiadanie przez uzytkownika jednej lampy minimalizuje potencjalne koszty serwisowe
w przysztosci. R6zni producenci dobierajg rézne lampy w zaleznosci od jakosci optyki uzytej w
elipsometrze, a stosowanie dwdch lamp wigze sie ze stosowaniem gorszej optyki (co potwierdza
kolejne

pytanie). Proponowane przez nas rozwigzanie oparte o jedng lampe spetnia wszystkie pozostate
optyczne parametry wymagane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 12)

Tak. Zamawiajacy dopuszcza elipsometr spektroskopowy z lampg ksenonowa pod warunkiem, ze
rozwigzanie spetnia pozostate wymagania dot. Zzrédta Swiatta. Co wiecej wymaga sie by Oferent, ktéry
sktada¢ bedzie oferte na rozwigzanie z lampg ksenonowg, udowodnit (np. w folderze informacyjnym
lub karcie katalogowej), ze zuzycie energii lampy ksenonowej stosowanej w oferowanym urzgdzeniu
jest nizsze niz zuzycie energii dla kombinacji lamp deuterowej i halogenowej, ktére wg najlepszej
wiedzy Zamawiajgcego wynosi 50W.

Pytanie 13)
Dotyczy: Goniometr: Zakres katowy 20°-95 lub szerszy. Precyzja (powtarzalno$¢ pozycjonowania):
0.007° lub lepsza

Czy zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie elipsometru z szerszym niz wymagany zakresem kgtowym
(77,5) przesunietym tak, ze peten zakres wynosi od 12,5 do 90, a rozdzielczo$¢ nastawy kata wynosi
0,005, z gwarancjg kompatybilnosci ze wszystkimi proponowanymi modutami oraz pozostatymi
dostepnymi na rynku.

Uzasadnienie: Katy powyzej 90 stopni sg niebezpieczne dla urzadzenia ze wzgledu na mozliwosé
kolizji ze stolikiem lub preparatem optyki mikrospotu. Jest to cecha tylko i wytgcznie jednego
producenta, firmy Sentech, ktdra nie odnajduje zastosowania w badaniach elipsometrycznych.
Ponadto,

rozdzielczo$¢ nastawy kata na poziomie 0,005 jest w zupetnosci wystarczajgca, gdyz ustawienie
optyki

samego urzadzenia moze mie¢ wiekszy btgd niz 0,1°, a btad ten jest korygowany z poziomu




oprogramowania. Wymaganie takiej rozdzielczosci jest nieuzyteczne, zaczerpniete z innej techniki
pomiarowej niz elipsometria, oferowane przez jedynie jednego producenta na rynku, firme Sentech

Odpowiedz 13)

Nie. Zamawiajgcy nie dopuszcza dostarczenia rozwigzania wskazanego w powyzszym zapytaniu.
Planowane prace badawcze zaktadajg prowadzenie automatycznych pomiaréw grubosci oraz
wtasciwosci optycznych poszczegdlnych warstw w nanolaminatach oraz nanokompozytach réznego
typu w szerokim zakresie kagtowym i wysokg precyzjg, dlatego wymagany jest zautomatyzowany,
sterowany komputerowo goniometr o zakresie kgtowym przynajmniej 20-95°.

Pytanie 14)
Dotyczy: Polaryzatory: Wysokiej klasy polaryzatory w uktadzie Glana-Thomsona.

Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie lepsze w postaci elipsometru spektroskopowego
wyposazonego w polaryzatory w uktadzie Rochona?

Uzasadnienie: Powszechnie znanym ograniczeniem Polaryzatoréw Glana-Thomsona jest bardzo niska
granica maksymalnego natezenia promieniowania wynikajaca z mniejszego pradu gestosci mocy
uszkodzenia warstw cementytu. Polaryzator Rochona ma znacznie wiekszg granice maksymalnego
natezenia promieniowania ze wzgledu na brak wystepowania cementytu w budowie pryzmatu.
Rozne

komponenty dobierane sg przez réznych dostawcéw, jednak to polaryzatory Rochona sg
powszechnie

stosowane w elipsometrii, za§ wymagany Glan-Thomson tylko przez jednego producenta. Stosowanie
Polaryzatoréw Glana-Thomsona konieczne jest w uktadach, w ktérych wystepuje niedobér
intensywnosci promieniowania $wiatta (stgd dwie lampy i tryb dtugotrwatego skanowania krokowego
Step Scan).

Odpowiedz 14)

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania wyposazone w polaryzatory pracujgce w innych uktadach,
wtgczajac te w uktadzie Rochona, przy zatozeniu, ze spetnione zostang pozostate parametry oraz
wymagania odnos$nie polaryzatordw, takie jak praca w trybie krokowym.

Pytanie 15)

Dotyczy: Wymagania dodatkowe: Urzgdzenie nastotowe (musi mie¢ mozliwos$¢ ustawienia na
standardowym stole laboratoryjnym) o maksymalnych wymiarach 80 (wysoko$c¢) x85(szerokos¢) x
150(dtugosc¢) cm

Czy Zmawiajgcy dopuszcza rozwigzanie alternatywne w postaci elipsometru spektroskopowego
zintegrowanego na modutowej mobilnej platformie o wymiarach: 140,8cm dtugosci i 80cm
szerokosci,

ktére gwarantuje zachowanie lepszych parametréw?

Uzasadnienie: Specjalnie zaprojektowana platforma, na ktérej jest zamontowany elipsometr zapewni
Zamawiajgcemu wyzszg izolacje drgan zewnetrznych niz stét z blatem granitowym, co przetozy sie na
zdecydowanie wyzszg jako$¢ wynikéw. Zintegrowany blat roboczy umozliwi prace przy elipsometrze.
Wszystkie elementy urzgdzenia znajduja sie na jednej platformie, okablowanie jest ukryte wewnatrz
platformy, co ograniczy ryzyko wypiecia kabli. Dodatkowo mobilne kota gwarantujg mozliwos¢
przeniesienia elipsometru do innego pomieszczenia przez operatora.




Odpowiedz 15)

Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania alternatywnego w postaci elipsometru
spektroskopowego zintegrowanego na modutowej mobilnej platformie. Wymaga sie dostarczenia
urzgdzenia nastotowego, tak by Zamawiajgcy mogt je umiesci¢ na ograniczonej, dedykowanej dla
nowego urzadzenia, nastotowej przestrzeni laboratoryjnej. Ze wzgledéw praktycznych, sumaryczna
wysokos¢ elipsometru i dedykowanego dla niego stotu laboratoryjnego nie powinna przekracza¢ 170
cm.

Pytanie 16)
Dotyczy: Spektrometr: Zakres spektralny: 240-1000nm

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie lepsze, o szerszym zakresie spektralnym; w jego dolnej
granicy rozszerzonym az do 193nm, z gérng granicg na poziomie 990nm. (catkowity zakres 193nm -
990nm).

Uzasadnienie: Przedziat rozszerzony w dét, w zakresie $wiatta ultrafioletowego do wskazanych
wartosci, znacznie poszerza mozliwosci badawcze materiatéw, zwtaszcza tych o relatywnie matej
grubosci. Ponadto, gérna granica proponowanego przez nas zakresu spektralnego jest niemal
identyczna

z wymagang przez Zamawiajgcego, a roznica 10nm nie wptywa na mozliwosci badawcze urzadzenia.

Odpowiedz 16)
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie o zakresie spektralnym 193nm-990nm pod warunkiem, ze
spetni ono zapis o0 mozliwosci rozbudowy do zakresu 1 700nm lub wiece;j.

Pytanie 17)

Dotyczy: Spektrometr: Dla wiekszej doktadnosci i skrocenia czasu pomiaru detekcja swiatta odbitego
przebiega krokowo, przy zatozonych (unieruchamianych w trakcie pomiaru) pozycjach analizatora
wielokanatowego

Polaryzator: Analizator pracujgcy w trybie krokowym, brak poruszajgcych sie elementéw podczas
pomiaru, ktére mogtyby zaktécaé wynik

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania lepszego, bazujacego na detekcji $wiatta odbitego w sposéb

ciagty
z zastosowaniem obracajgcego sie kompensatora.

Uzasadnienie: Krokowa detekcja $wiatta odbitego w potgczeniu z unieruchamianymi w trakcie
pomiaru

pozycjami analizatora nie poprawia doktadnosci, nie skraca czasu pomiaru, jak réwniez nie eliminuje
wystepowania elementdéw poruszajgcych sie. Rozwigzanie wymagane przez Zamawiajgcego nie jest
rozwigzaniem lepszym, a rozwigzaniem alternatywnym, z metodyka bazujgcg na unieruchomieniu
analizatora i polaryzatora w potgczeniu z zastosowaniem przesuniecia katowego kompensatora,
opartym

o gorszej jakosci optyke. Jest to rozwigzanie stosowane jedynie przez jednego producenta, firme
Sentech.

Ponadto, podczas dialogu technicznego Zamawiajacy podkreslat che¢ wykonywania pomiaréw in-situ
prébek umieszczonych w komorze temperaturowej. Proponowane przez nas rozwigzanie,
gwarantujgce

szybkos$¢ pomiaréw na poziomie 200ms i mniej, dostarczy lepszg charakterystyke zmian wtasnosci
materiatéw w funkcji temperatury.




Odpowiedz 17)

Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania bazujgcego na detekcji Swiatta odbitego w sposdb ciggly
z zastosowaniem obracajgcego sie kompensatora. Ponadto, Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu
Zamowienia podat wymagany czas pomiaru, réwniez w trybie szybkim, i potencjalny wykonawca
wraz z ofertg zobowigzany jest ztozy¢ opis techniczny oferowanego przedmiotu zamdéwienia, ktéry
powinien zawiera¢ réwniez informacje o osiggnieciu tych lub lepszych czaséw pomiaréw.

Pytanie 18)

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenie musiato pozwala¢ na rozbudowe o system pomiaru
wielkosci poréw na powierzchni prébki w oparciu o zmiane wspétczynnika zatamania $wiatta na
skutek

wypetnienia poréw rozpuszczalnikiem?

Uzasadnienie: Wybrany przez Zamawiajgcego elipsometr spektroskopowy powinien umozliwia¢ nie
tylko pomiary grubosci powtok, wspdétczynnika zatamania $wiatta, wspdtczynnika absorpciji, ale
réwniez powinien umozliwi¢ dostarczenie informacji o porowatosci badanych materiatéw w skali
nanometrycznej, ktéra przektada sie bezposrednio na wtasciwosci prébki.

Odpowiedz 18)

Nie. Zamawiajgcy nie zgadza sie na zapis w powyzszej formie. Zamawiajacy do pomiaréw
porowatosci wykorzystuje inne, dedykowane do tego celu, metody. Zamawiajgcy nie zamyka sie
jednak na nowe metody badawcze i dopuszcza by urzadzenie mogto pozwala¢ na rozbudowe o
system pomiaru wielkosci poréw na powierzchni prébki.

Pytanie 19)
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby elipsometr wykonywat pomiary z szybkoscig co najmniej 200
milisekund?

Uzasadnienie: W trakcie dialogu technicznego Zamawiajacy sygnalizowat che¢ wykonywania
pomiaréw in-situ oraz pomiaréw zwigzanych z dynamikg zmian paramentéw optycznych i
dielektrycznych w zaleznosci od zmiany temperatury a te z natury sg dynamiczne i wymagaja szybkich
pomiaréw.

Odpowiedz 19)

Nie. Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zaméwienia podat wymagany czas pomiaru, réwniez w trybie
szybkim, i potencjalny wykonawca wraz z ofertg zobowigzany jest ztozy¢ opis techniczny
oferowanego przedmiotu zamoéwienia, ktéry powinien zawiera¢ réwniez informacje o osiggnieciu
tych lub lepszych czaséw pomiardéw.

Zamawiajgcy przypomina, ze zmianie ulegt termin skfadania ofert na dzien 13.09.2021 do godz.
10:30

Jednoczesnie informujemy, ze zmianie ulegt zatacznik nr 2 — formularz cenowy, ktéry stanowi
zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiajgcego zostato
rozestane do wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazano SWZ.

Z-CA } i
3s. Logi ML \
gistycznp dyvntigt?réfc/;\jn ch

mar :
Mafiz Buziﬁska




